
Disciplina Tópicos especiais: Técnicas de caracterização de materiais: 
difratometria e análise térmica – CH 2  
Ementa: Técnicas de caracterização de materiais: por análise térmica: DTA, DSC, TG 
e Dilatometria. Teoria e Prática; por difração de Raios-X: Cristais, estrutura, Índice de 
Miller, Lei de Bragg, equipamento, preparação de Amostras, Difratogramas, Analise do 
modelo de difração. 
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